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Lp. Elementy podlegajgce ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Wyposazenie stanowiska pomiarowego
W tabeli 5 zdajacy zapisat:
R.1.1 Lutownica lub stacja lutownicza
R.1.2 Odsysacz lub rozlutownica lub plecionka lub szczypce lub peseta
R.1.3  |Woltomierz lub oscyloskop lub multimetr do pomiaru napiecia
R.1.4  |Oscyloskop do obserwacji przebiegow
R.1.5 JOmomierz lub multimetr do pomiaru rezystanciji
R.1.6 Pojemnosciomierz lub multimetr do pomiaru pojemnosci lub mostek RLC
R1.7 Tester diod lub multimetr do pomiaru elementéw péiprzewodnikowych
R.2 Rezultat 2: Schematy pomiarowe
Zdajgcy na — rysunku 3 i 4 pomigdzy punktami pomiarowymi narysowat:
R.2.1 1A-1B i 2A-2B — woltomierz
R.2.2 3A-3Bi 4A-4B i 5A-5B i 6A-6B i 7A-7B — oscyloskop
R.2.3 10A-10B — omomierz
R.2.4 11A-11B — pojemnosciomierz
R.2.5 12A-12B — tester diod (multimetr z testerem diod)
R.2.6  ]13A-13B — tester diod (multimetr z testerem diod)
R.2.7 14A-14B — tester diod (multimetr z testerem diod)
R.3 Rezultat 3: Poréwnanie wynikow pomiarow parametrow z przewidywanymi dla
) regulatora pracujacego poprawnie
Zdajacy w tabeli 6 zapisal wniosek dla:
R.3.1  |Napieciaw PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 jako zgodny
R.3.2  [Napiecia w PP6 jako hiezgodny
R.3.3 Napiecia w PP7 jako niezgodny
R.3.4 Wartosci rezystancji R1+R5 jako zgodny
R.3.5 Pomiaréw tranzystora Q1 jako zgodny
R.3.6 Pomiaréw tranzystora Q2 (B-E, E-B) jako niezgodny
R.3.7 Pomiaréw tranzystora Q2 (C-E) jako niezgodny
R.3.8  |Pomiaréw tranzystora Q2 (E-C)jako zgodny
R.3.9 |Kondensatoréw C1i C2 jako zgodny
R.3.10 _|Diod D1 i D2 jako zgodny
Rezultat 4: Ocena sprawnosci elementéw ukiadu regulatora predkosci obrotowej
R.4 silnika i dobor elementow zastepczych do naprawy ukladu regulatora predkosci
obrotowej silnika
Zdajacy w tabeli 7 zapisal ocene:
R.4.1 Uktaddw scalonych U1, U2 jako sprawny
R.4.2 Tranzystora Q1 jako sprawny
R.4.3 |Tranzystora Q2 jako hiesprawny
R.4.4 Diod D1 i D2 jako sprawny
R.4.5 Kondensatorow C1i C2 jako sprawny
R.4.6 Rezystoréw R1+R5 jako sprawny
Zdajacy w tabeli 8 zapisat w kolumnie:
R.4.7 Element przeznaczony do wymiany - oznaczenie na schemacie: Q2
R.4.8  |Element przeznaczony do wymiany -Typ/wartosc: BC547
R.4.9 |Element zastepczy Typ/wartosé: BC337 lub BC547
R Rezultat 5: Wyznaczenie charakterystycznych wielkosci generowanego przebiegu
5
przez uklad scalony LM555
Zdajacy w tabeli 9 wyznaczyt:
R.5.1 Czas trwania stanu wysokiego (0,08 + 0,12) ms
R.5.2 Czas trwania stanu niskiego (0,2 +0,3) ms
R.5.3  |Czestotliwosc przebiegu (2,24 + 3,36) kHz
R.5.4  |Wspolczynnik wypetnienia (23 + 30)% lub (0,23 + 0,30)
R.6 Rezultat 6: Modyfikacja ukiadu
Zdajacy w tabeli 10 zapisat:
R.6.1 Wspoiczynnik wypetnienia po modyfikacji (55 + 65)% lub (0,55 + 0,65)
R.6.2 |Czestotliwos¢ przebiegu po modyfikacji (2,24 + 3,36) kHz
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R.6.3 Czas trwania stanu wysokiego po modyfikacji (0,18 + 0,26) ms

R.6.4 Czas trwania stanu niskiego po modyfikacji (0,11 + 0,17) ms

R.6.5 Element przeznaczony do modyfikacji — oznaczenie na schemacie: R4 i R5
R.6.6  |Wartosc rezystora R4 — 5,6 kQ lub 6,2 kQ lub 6,8 kQ

R.6.7  |Wartosc rezystora R5 — 3,6 kQ lub 3,9 kQ lub 4,3 kQ

R.6.8 Suma rezystancji R4 i R5 — (8 < 12) kQ




